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Introducao

Polioxometalatos de ions lantanideos (LnPOM)
constituem uma classe de materiais multifuncionais
com propriedades elétricas, Opticas e magnéticas
Unicas de grande interesse tecnolégico!. Dentre as
possiveis aplicacdes desses compostos, pode-se
citar sua utilizacdo como cintiladores, materiais
capazes de converter eficientemente radiacbes
ionizantes em luz visivel. Dentre os LhPOM, o sélido
Nao[Eu(Ws018)2].nH20, decatungstoeuropato de
sbédio, apresenta elevados valores de eficiéncia
guantica de Iluminescéncia sob excitacdo por
radiacao ultravioleta (UV)? e os elementos eurépio e
tungsténio possuem elevados numeros atémicos e
consequentemente, elevados coeficientes de
atenuacdo de massa de raios X, indicando que este
material pode ser promissor na conversao raios X —
luz visivel. Nesse contexto, este trabalho tem por
objetivo estudar as propriedades luminescentes do
LnPOM Nag[Eu(Ws0O1s)2].nH20 sob excitacdo de
radiacdo UV e raios X, avaliando sua potencialidade
na aplicacdo como material cintilador.

Resultados e Discussao

O sdlido decatungstoeuropato de soédio foi
preparado pela dissolugdo do sal tungstato de sédio
em agua, seguida do ajuste de pH com acido
acético e adigdo gota-a-gota de solugdo de cloreto
de eurépio, de acordo com procedimento descrito
na literaturad. Medidas de andlise térmica, difragdo
de raios X e espectroscopia vibracional na regido do
infravermelho evidenciam a obtencdo do soélido de
interesse, Nao[Eu(W501s)2].14H20. Na
espectroscopia de fotoluminescéncia, 0os espectros
de excitacdo (Aem = 596 € 622 nm) apresentam uma
banda larga e intensa observada abaixo de 350 nm,
atribuida a transferéncia de carga do ligante para os
metais O—-W e O—Eu (TCLM). Ja as bandas
observadas na regido entre 350 e 475 nm sao
atribuidas as transi¢fes intraconfiguracionais f-f do
fon Eu®*. Nos espectros de emissdo (Aex = 275 € 394
nm), sdo observadas as transicdes caracteristicas
do ion Eu®, ®Do—7Fi. A transi¢do °Do—’F1 mais
intensa que a transicdo Do—’F2 evidencia que o
ambiente quimico local ao redor dos ions Eu®* é de
alta simetria. A intensidade de emissdo em funcéo
do tempo de exposicdo a radiacdo UV foi
monitorada durante 4 horas e permanece
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praticamente constante durante este intervalo,
independente do mecanismo de excitacdo, seja via
TCLM (275 nm) ou diretamente nos niveis
intraconfiguracionais dos ions Eu3* (394 nm). O
perfil espectral de emissdo do soélido quando
excitado por raios X é o mesmo observado nas
medidas de fotoluminescéncia. No entanto, a
intensidade de emisséo diminui em funcdo do tempo
de exposicdo aos raios X, atingindo 65% da
intensidade inicial apés 8 horas de exposi¢do. A
incidéncia de raios X no material provavelmente
gera defeitos que contribuem para a supressédo da
luminescéncia. No entanto, ap6s um periodo de 12
horas sem exposicdo, observa-se que a intensidade
de emissdo volta a aumentar indicando que o
processo que acarreta na supressdo da
luminescéncia é  reversivel. Medidas de
luminescéncia com excitacdo UV alternadas entre
intervalos de exposicdo aos raios X evidenciam que
a diminuicdo de intensidade decorrente da
incidéncia de raios X esta relacionada
principalmente a menor eficiéncia do processo de
TCLM, provavelmente devido a criagdo de defeitos
eletrénicos nos grupos (WsO1s)S.

Conclusodes

O composto Nag[Eu(Ws0a1s)2].14H20 apresenta
propriedades espectroscépicas interessantes, tais
como emissdo intensa sobre excitacdo por radiacdo
X ou UV. Particularmente sob excitagdo de raios X,
a intensidade de emissdo diminui em funcdo do
tempo de exposi¢do, provavelmente devido a
criacdo de defeitos eletrbnicos gerados pela
radiacdo de alta energia, possibilitando a aplicacdo
deste material como dosimetro de raios X.

Agradecimentos

Os autores agradecem & FAPESP e ao CNPq
pelo apoio financeiro, ao IQ-UNESP pela
infraestrutura e ao IFSP pelo incentivo a
capacitacao docente.

' Fan, D. W.; Hao, J. C; Wei, Q. Journal of Inorganic and
Organometallic Polymers and Materials. 2012, 22, 301-306.

2 Tto, T.; Yamase, T. Journal of Alloys and Compounds. 2006, 408-412,
813-815.

3 Peacock, R. D.; Weakley, T. J. R. Journal of the Chemical Society A.
1971, 1, 1836-1839.



